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Guide til Amprobe Type B Fejlstrgmsafbryders Tester

e Afbryd alle grupper efter fejlstremsafbryderen, saledes at evt. fejl og afledning i installationen ikke
kan pavirke maleresultatet.

e Aflaes aktuel maerkeudlgsestrgm 1An (fejlstrem) pa fejlstrgmsafbryderen, f.eks. 30m A.

e Bestem om den er selektiv (S) eller almindelig.

e Tilslut instrumentet direkte over fejlstramsafbryderen. Fase og nul pa afgangssiden og brug nullen
pa tilgangssiden som jord/PE leder. En PE klemme i tavlen bgr ikke bruges, da evt. stgj og stor
overgangsmodstand kan pavirke malingen.

e Udfgr nedenstaende tests med Ambrobe Tester og udfyld skema .

Dreje- @ % 028 ° Faia Granse Afleest Godkenil
knap 180° Veerdi Veerdi

1. Test fieo N 0° 50V ity (300ms)

2. Test teco N 0° 50V L (300ms)

3. Test treo N | 1800 50V Iy (300ms)

4, Test taco — 0° 50V L, (300ms)

5. Test focii == 180° 50V L, (300ms)

6. Test e tigs W, 0° 50V Ls lan X (1)

7. Test | toeo NN | 180° 50V L | lawx(1,4)

8. Test P —— 0° 50V Ls law X (2)

9. Test .4t — 180° 50V I lan X (2)

10. Test Manuelt tryk pa fejlstromsafbryderens testknap

Indstilles pa fejlstromsafbryderens maerkeudlgsestrgm. (fx 300mA)

Indstilles pa den i tests skemas gnskede kurve.

Indstilles pa den i tests skemas gnskede vaerdi.

Indstilles pa (50V), medmindre felstremsafbryderen beskytter landbrugsinstallationer eller andre

forhold hvor der dyrehold.

Graense- |Hver OBS pa at et resultat i fx. Test 8 for en 300mA fejlstromsafbryder pa 330mA er GODKENDT da
vaerdi  |graenseveaerdien for denne test er (300mA x 2= 600mA)2330mA.
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Technical Data

Tables wih test currents
Table 1 Test Currents Function VC/RE, tRCD/VC, Auto (mA)

IAN |UB/RE |x0.5 x1 x2 x5

Pretest| ~"_ | nn|==] " |nn|=—=] " | |==| " | " |===
10 |4 5 35 |S 10 14 [20 |20 |28 |40 |50 |70 100
30 |12 15 105 {15 [30 |42 |60 (60 |84 120 | 150 |212 |300

100 |40 50 |35 |50 100 {141 (200 |200 |283 |400 |500 707 |1000
300 |120 150 |105 |150 300 (424 [600 |600 |849 |[1200]1500
500 |200 250 |[175 |250 |500 707 [1000)1000
1000 |400 500 1000 2000

Table 2 Ramp Currents Function l<, tRCD/VC (mA)

IAN X/ NN =

10 4-14 1-20 1-20

30 12-42 3-60 3-60
100 40-140 10-200 10-200
300 120-420 30-600 30-600
500 200-700 50-1000 50-1000
1000 400-1400

Table 3 RCD Trip Times for standard RCB’

Fi/RCD- Current | Current] Test prescribed |Test Time |[Norm Fi/RCD
Type Type Type Current | Trip Time DIN VDE Analyzer
IAN IAN IAN
10 mA o x0.5 0.5x - 2000 ms* | 0664 Part 10 |e
30 mA x1 1x <300 ms 500 ms 0664 Part 10 |»
100 mA x2 2x <150 ms 150 ms 0664 Part 10 |»
300 mA x5 5x <40 ms 40 ms 0664 Part 10 |»
500 mA Ramp |0.4x-1.4x| <300 ms 300 ms 0664 Part 10 |»
1000mA [ An [x05 0.35x L 2000 ms* [0664 Part 10 [e
x1 1.4x <300 ms 500 ms 0664 Part 10 |
x2 2.8x <150 ms 150 ms 0664 Part 10 |
x5 7x <40 ms 40 ms 0664 Part 10 |e
Ramp ]0.1x-2x |<300 ms 300 ms 0664 Part 10 |
=== x0.5 0.5x - 2000 ms* | 0664 Part 100+
x1 2x <300 ms 500 ms 0664 Part 100 |«
x2 4x <150 ms 150 ms 0664 Part 100«
x5 10x <40 ms 40 ms 0664 Part 100 »
Ramp |[0.1x-2x |[<300 ms 300 ms 0664 Part 100 »

(*IAN=100mA: 500ms)

34

5.10 Installationstester Ambrobe RCD-test 2/2



